Wazniejsza aparatura
I Dynamiczna maszyna 322 MTS Load Unit

m zasilacz hydrauliczny MTS Silent Flo 505.20 o wydajnosci
62,5 I/min;

m sterowanie kontrolerem MTS TestStar II 90.01;

m przestrzen robocza 600x1000 mm;

m zakres obcigzenia pierwszego sitownika £ 50 kN, skok roboczy
£+ 75 mm;

m zakres obcigzenia drugiego sitownika £ 250 kN, skok roboczy
sitownika £ 150 mm;

m sterowanie procesem badawczym przy pomocy
ekstensometru, przemieszczenia lub sity;

m probki do badan: osiowo symetryczne lub ptaskie;

m uchwyty hydrauliczne.

m zasilacz hydrauliczny MTS Silent Flo 505.11 o wydajnosci
41,6 |/min;

sterowanie kontrolerem MTS FlexTest SE 2-Channel Plus;
przestrzen robocza 300x500 mm;

zakres obcigzenia osiowego = 25 kN;

skok roboczy sitownika 100 mm;

zakres momentu skrecajgcego £ 200 Nm;

maksymalny kat skrecenia 270°;

sterowanie procesem badawczym przy pomocy: czujnika
przemieszczenia (lub kata skrecania) oraz sity (lub momentu
skrecajacego);

probki do badan: osiowo symetryczne lub ptaskie;

m uchwyty hydrauliczne z regulowang sitg docisku.




I Dynamiczna dwuosiowa maszyna wytrzymatosciowa MTS 809.10

m zasilacz hydrauliczny MTS Silent Flo 505.11 o wydajnosci
41,6 I/min;
sterowanie za pomoca kontrolera MTS FlexTest 40;
przestrzen robocza 533x1085 mm);
zakres obcigzen osiowych = 100 kN;
skok roboczy sitownika 150 mm;
zakres momentu skrecajacego = 1100 Nm;
catkowity kat skrecenia 90°(dynamiczny), 100° (statyczny);
sterowanie procesem badawczym przy pomocy: czujnika
przemieszczenia (lub/i kata skrecenia), sity (lub/i momentu
skrecajacego);
probki do badan: osiowo symetryczne lub ptaskie;
m uchwyty hydrauliczne standardowe i typu Collet

z regulowang sitq docisku.

I Uniwersalna maszyna wytrzymatosciowa MTS Insight

zakres obcigzenia osiowego = 1 kN;

zakres przemieszczenia do 750 mm;

doktadnos¢ pozycjonowania 0,01 mm;
rozdzielczos$¢ pozycjonowania 0,001 mm;
maksymalna predkos¢ testu: 1500 mm/min;
minimalna predkosc¢ testu: 0,001 mm/min;
sterowanie predkoscig bezstopniowe (mozliwo$¢ dowolnej
zmiany w czasie testu);

przystawka do badania twardosci i mikrotwardosci;
przystawka do testow zginania oraz Scinania;
pomiar wspotczynnika tarcia;

probki do badan: osiowo symetryczne lub ptaskie.




I Czterokolumnowa petzarka elektromechaniczna Zwick-Roell KAPPA 100 SS

m zakres obcigzenia osiowego: £ 100 kN;

m przestrzen robocza: 1350x720 mm;

m zakres predkosci obcigzenia: 1 ym/h + 100 mm/min.;

m skok sitownika: 250 mm;

B niezalezne sterowanie sitg lub przemieszczeniem;

m definiowanie indywidualnych sekwencji obcigzenia i temperatury;

m krotko- i dlugoterminowe (10 000 godzin) testy petzania oraz
testy petzania do zniszczenia;

m préby rozciggania;

m badania relaksacji naprezen;

m mozliwosc¢ realizacji wszystkich testéw w temperaturze pokojowej
lub w temperaturze podwyzszonej (do 1000°C);

m probki do badan: osiowo symetryczne lub ptaskie.

I Komora srodowiskowa MTS 651.05E-02

m testy wytrzymatosciowe w temperaturze -75+315°C;

m sterowanie programowe poprzez kontroler MTS FlexTest SE;

m wewnetrzne wymiary przestrzeni badawczej: szerokos¢ 286 mm,
gtebokos¢ 305 mm, wysokos$¢ 457 mm;

m komora posadowiona na specjalnej ruchomej platformie pozwalajacej
na jej szybki montaz na réznych maszynach wytrzymatosciowych;

m uktad sterownia i regulacji temperatury poprzez zintegrowany kontroler
PID;

m mozliwos¢ schtadzania probek podczas testu ciektym azotem;

m wziernik do podgladu strefy roboczej.




I Skaningowy mikroskop elektronowy Phenom XL

zakres powigkszenia: od 80 do 100,000x;

wielko$¢ komory badawczej: 100x100x65mm
ruchoma komora badawcza pozwalajgca badac probki
o wymiarach do100x100mm;

rozdzielczos$¢: < 20nm;

czas tadowania probki ponizej 60 sekund;
rozdzielczo$¢ obrazu od 456 x 456 do 2048 x 2048;
zainstalowane detektory BSD, SEM, EDS dostarczajq
szczegdtowych informacji na temat topografii
skanowanej powierzchni oraz umozliwiajg analize
skftadu chemicznego prébki.

B Mikrotomograf komputerowy SKYSCAN 1172

m matryca CCD wielkosci 4000x2664 pixeli (11 megapixeli),

obszar pola widzenia FOV “field of view”
24 mm x 36 mm;

m nominalna rozdzielczos¢: od 0.7 do 25 pm/px.;
B zmienna geometria potozenia uktadu kamera-obiekt-lampa
RTG, pozwalajgca na szybsze skanowanie w wyzszej

rozdzielczosci;

m zrédio promieniowania z mozliwoscig regulacji od 20 do 100

kV;
m rozmiar ogniska <5 pym dla mocy 4 W;
m wybor filtrow przetaczany elektronicznie.

I Spektrometry NANOSCAN 3910 i OPS 3330

NANOSCAN 3910

m pomiar wielkosci czastek w zakresie od 10 do 420 nm dla
stezenia czastek do 1 000 000/cm?3;

m Przeptyw roboczy aerozolu: 0,75 LPM +/- 10%;

OPS 3330

m Pomiar wielkosci czastek w zakresie od 0,3 do 10 um dla
koncentracji od 0 do 3000/cm?;

m Przeptyw roboczy aerozolu: 1,0 LPM +/- 10%.



I Cyfrowa kamera monochromatyczna Phantom v1610/96 do rejestracji zdje¢ z duzg predkoscig

m rozdzielczos¢ maksymalna 1280x800 pikseli;

m predkos¢ w petnej rozdzielczosci 16 600 klatek
na sekunde;

m predkos$¢ maksymalna 1 000 000 klatek na sekunde przy
rozdzielczosci 128x16 pikseli;

m gtebia bitowa 12 bit;

m wielko$c¢ piksela 28 um;

m minimalny czas ekspozycji 500 ns;

m oprogramowanie Dantec Dynamics Q-450 High-Speed DIC.

B «amera termowizyjna TITANIUM

nowoczesna matryca FPA o rozdzielczosci 640x512,
zintegrowana z chtodnicg;

wymienny uktad optyczny;

wejscia sygnatdw analogowych oraz Smart Tigger;
wyjscie S-Video;

temperatura pracy: -20+55°C;

doktadnos¢ pomiaru: 1°C lub 1%;

czutos¢ cieplna (NETD) 25 mK; zakres spektralny 35 pm;
maksymalna czestotliwosc¢ rejestracji 117 Hz dla petnej
klatki, 1 kHz przy ograniczonej wielkosci klatki;
badanie materiatdw metodg termografii aktywnej.

Pozostata aparatura

m elektromechaniczne maszyny wytrzymatosciowe EDZ 100 i EDZ 40 oraz ZD10/90;

piec wysokotemperaturowy tréjstrefowy MAYTEC HTO-08 (900°, 1,8 kW);

ekstensometry do pomiaru odksztatcenia i do sterowania: dwuosiowe (wydiuzenie-skrocenie

+ kat skrecenia) - MTS 632.85F-05/14/, MTS 632.80F-04, Epsilon 3550HT i osiowe (wydtuzenie
-skrécenie) - MTS 632.68F-08, MTS 632.18, Epsilon 3542, Epsilon 3541;

momentomierze skretne 20, 100, 1000 Nm;

wzmacniacz pomiarowy QUANTUM X;

twardoséciomierze Brinella, Rockwella, Vickersa;

stanowisko do badan trwatosci zmeczeniowej przektadni zebatych.




